WIKI JS

Vickers, Knoop, Brinell




WI KI LJ S - MODELLE

Zmotoryzowany

stolik 100x60 mm
lub 200x100 mm z
przesunigciem co
0,5 um

Inteligentne
oprogramowanie do
automatycznego
pomiaru Vickersa
CHD w cyklach.

WIKI 200 JS

Petna automatyzacja i najwyzsza doktadnos$¢ dla metod Vickers i Knoop.
W petni zmotoryzowany system do badania twardosci CHD.

Mozliwos¢ badania jednej lub wielu probek w cyklu automatycznym.
Zmotoryzowana wiezyczka - 6 pozycji.

Zmotoryzowana os$ Z i automatyczny pomiar z autofokusem.
Oprogramowanie do automatycznej oceny odciskow i automatyczne oswietlenie.

Zmotoryzowany stolik XY 100 x 60 mm lub 200 x 100 mm z przejsciem co 0,5 ym.

MFFRI

Stoét roboczy
250x300 mm

WIKITAS

Inteligentne
oprogramowanie do a
utomatycznego
badania i auto-focus.

WIKI 100 JS

Zmotoryzowana wiezyczka - 6 pozycji.

Zmotoryzowana 0$ Z.

Automatyczny pomiar z autofokusem.

Oprogramowanie do automatycznej oceny odciskéw.
Automatyczne o$wietlenie.

Opcjonalnie: reczny stolik XY 100x100 mm z przej$ciem co 10 pm.

Automatyczny pomiar i autofokus minimalizujg mozliwe btedy
zwigzane z manualnym badanie wykonywanym przez operatora.
Urzadzenie moze by¢ uzywane przez roznych operatorow.

WIKITJS

Inteligentne
oprogramowanie
Vickers.

WIKI S0 JS

Zmotoryzowana wiezyczka - 6 pozycji.

Oprogramowanie do automatycznej oceny odciskow.
Automatyczne o$wietlenie.

Opcjonalnie: reczny stolik XY 100x100 mm z przej$ciem
co 10 pm.

tatwe pomiary na srubach, narzedziach, pierécieniach
i innych nieregularnych matych elementach. Dostepne sg
rézne uchwyty do mocowania prébek.




. Standardow' Opcjonalne
WIKI JS ZAKRES SILY OBCIAZENIA

T
of

WIKI JS 3 ZAKRES SILY OBCIAZENIA

T
of

VICKERS METODY - DIN EN ISO 6507 / ASTM E-384

KNOOP METODY - DIN EN ISO 4545 / ASTM E-384 BRINELL DIN EN ISO 6506 / ASTM E-10 (Opcjonalnie)

oo W et | oo oro [ EoNas st | oiaseis | raesezs
SUPERFICIAL R. DIN EN ISO 6508 / ASTM E-18 (Opcjonalnie) TESTY OPCJONALNE:

el kgf Pack 1 HV/HK: HV0.001 - HV0.002 - HV0.005 (0.001 - 0.002 - 0.005 kgf)

Pack 2 HV: HV30 - HV50 (30 - 50 kgf)

HR15 N/T/S/W/ | HR30 N/T/S/W/ | HR45 N/T/S/W/ .

. Z ,
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA OBCIAZENIA | PETLI ZAMKNIETEJ -/ /""" e
0
T
WIKI JS to urzadzenie posiadajgce najnowoczesniejszg automatyzacje i doktadno$é¢ w pomiarach E — AFFRI System
twardosci Vickersa i Knoopa zgodnie z normami twardosci ASTM i ISO. Sity obcigzenia sag przyktadane Original Closed Loop

przez czujniki obcigzenia i sterowane elektronicznie w ,zamknietej petli” (patent AFFRI) z czestotliwoscig (et A

1 kHz. Kazda sita obcigzenia jest automatycznie programowana i kontrolowana, zapewniajac idealng
liniowo$¢ w kazdym zakresie badania, eliminujac problemy zwigzane z tradycyjnymi twardo$ciomierzami.
Na wyniki nie ma wptywu zadne odksztatcenie strukturalne, niewspoétosiowosc¢ i wibracje zewnetrzne.

= OTHER Systems
Traditional Dead Weight

TIME (sec)

MFFRI



WI |'<| J S - GLOWNE CECHY

AUTOMATYCZNY ODCZYT | POMIAR

Wystarczy nacisna¢ przycisk Start, a glowica wykona caty

cykl testowy automatycznie po sobie:
1 Automatyczny kontakt z prébka

2 Automatyczne $ledzenie kazdego predefiniowanego wzoru
i wykonywanie kazdego odcisku, bez wzgledu na ilos¢
3 Automatyczne ustawianie ostrosci i czytanie dla jednego lub

wielu odciskow

Caly cykl testowy jest zakonczony, a wyniki sg wymienione
wraz z obrazem odcisku, statystykami i wykresami CHD.

ZMOTORYZOWANA GLOWICA

Elektronicznie sterowana wysoko$c¢
gtowicy do 300 mm umozliwia szybkie
lub wolne ruchy w pionie. Bardzo

szybki i bardzo czuty naped dla idealnie
doktadnego autofokusa.

Autofokus w potaczeniu z automatyzacjg
catego oprogramowania pozwala uniknaé
mozliwego btedu cztowieka i zapewnia
powtarzalnosé, nawet gdy jest uzywany
przez rozne osoby.

MFFRI

6 POZYCJI WIEZYCZKI
! #

Obracajgca sie w poziomie gtowica
rewolwerowa z czterema gniazdami

na obiektywy powiekszajgce i dwoma

na wgtebniki. Wszystkie obiektywy
mikroskopu optycznego mozna wstepnie
zainstalowac i potgczy¢ z wzgtebnikami
dla kazdej skali twardosci Vickersa i
Knoopa.

Wybor obiektywow optycznych 2,5x - 5x -
10x - 20x - 40x - 50x - 100x.

AUTOANALIZA OBRAZU

Dzigki sterowanemu programowo
ustawianiu ostrosci, czyszczeniu obrazu,
korekgciji cieniowania i regulowanemu
zrodtu Swiatta uzyskuje sie powtarzalne
wyniki niezaleznie od liczby zmierzonych
odciskéw. Od idealnie wypolerowanych
do szorstkich i wytrawionych prébek -
mozliwosci automatycznego wykrywania
WIKI JS pozwalajg na pomiary na
réznych powierzchniach prébek.

OPTIONALNE METODY BADAWCZE

Nie tylko Vickers! Twardosciomierz
mozna ulepszy¢é metodami testowymi
powierzchownego Rockwella i Brinella.
Dzieki podwojnej gtowicy mozna uzy¢
dwdch réznych odciskéw i pracowac w
kilku metodach.




IMPORT | EKSPORT DANYCH TESTOWYCH

Dane wprowadzane sg poprzez skanowanie paska kodow.
Cykle testowe lub przyktadowe rysunki mozna tadowac .
bezposrednio z systemu centralnego za pomocg skanera
koddéw kreskowych. Twardos$ciomierz pobiera wszystkie
informacje w petni automatycznie. Po uruchomieniu -
testowym dane kodéw kreskowych sg dodawane z
wynikami i natychmiast zwracane do systemu zarzadzania

zamowieniami.

HEAD OFFICE

Import i eksport plikdw mozna dowolnie konfigurowac i

indywidualnie dostosowywac.

ZMOTORYZOWANY STOLIK X/Y

Zmotoryzowany stét XY z doktadnoscia
+/- 0,5 uym. Punkty odniesienia dla
wzoréw odciskéw mozna ustawi¢
dokfadnie tam, gdzie sg potrzebne.
Stolik umozliwia wykonywanie
automatycznych cykli testowych CHD z
wieloma odciskami na wielu prébkach z
doskonatym pozycjonowaniem na catym

obszarze, bez wzgledu na ilo$¢ odciskow.

S MFFRI

MANUALNY STOLIK X/Y

Manualny stolik XY 100x100 mm z
doktadnoscig 10 uym. Jest idealnym
rozwigzaniem dla codziennych cykli
testowych z wieloma odciskami. Stolik
umozliwia wykonywanie manualnego
badania CHD i moze by¢ wyposazony w
cyfrowe mikrometry do automatycznego
generowania wykreséw CHD.

REGULOWANY STOLIK SRUBOWY

Przesuwany pionowo chromowany stét
roboczy o masie do 2000 kg. Mozliwe
jest instalowanie réznych rodzajow
naktadek i uchwytéw na sztuki: od
duzych ptaskich stotéw do kowadet

w ksztalcie litery V lub specjalnych
rozwigzan dla prébek nieregularnych.

Szeroka podstawa stotu roboczego
jest w stanie utrzymac elementy o
masie powyzej 1000 kg, co pozwala na
doktadny pomiar twardos$ci na duzych i
nieregularnych elementach. Zapewnia
réwniez wygodng podstawe roboczg do
badania matych elementéw.



Monitor HD 24”

Idealny obraz
odcisku
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Kontrola wizualna wszystkich
odciskow i statystyki

Bezposrednia
konwersja do HR,
HB, HK i kazdej innej
metody.

Wydrukuj wyniki z
szablonu lub zapisz
/ importuj cykle
testow z archiwum.

Kontrola catego
urzadzenia za
pomoca myszy.

— WIKI JS

‘ Edytowalny raport z logo klienta,
informacjami o prébce, statystykami i
wykresami. Eksport jako plik CSV.

COMPANYLOGD T R———

Oprogramowanie pomiarowe AFFRI Vickers zostato stworzone, aby zaspokoi¢ wszelkie potrzeby Klienta i by¢ tatwe w obstudze dla kazdego operatora.
Jest to ,INTELIGENTNE OPROGRAMOWANIE”, ktére mozna dostosowa¢ tak, aby wyswietlaly tylko potrzebne procedury testowe.

TYLKO 5 IKON DO OTRZYMANIA WYNIKU:

C)

MFFRI




OPROGRAMOWANIE - GLOWNE CECHY

- Dzieki zmotoryzowanej wiezyczce, jednym
kliknigciem mozna wybrac rézne obiektywy. Dostepny jest rowniez zoom S el ey e Se e e e

cyfrowy. : - ) ) —— . : rogramowanie gutoma,t_yg mierzy wcigcia na dowolnej powierzchni

e | =

o5 . o ox] I 20X

Zawsze idealne pozycjonowanie E - Na kazdej powierzchni L

Growp: Scales: Lens: Dweel time [5]:

Vickers [ B Wyniki wyréznione kolorem i Wybierz migdzy 4 wykresami.
Test settngs: statystyki na zywo. Obserwuj liste Wydrukuj wyniki z szablonu lub zapisz
Wl oo W os I oo o wynikéw i edytuj lub modyfikuj i importuj cykle badan z archiwum.
L pojedyncze odczyty.
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WIKI JS SOFTWARE

Tt lamnss Vickars Wz g

Uzyskaj prawdziwe i S g s
szczegbtowe obrazy kazdej
probki.

Kontrola wizualna kazdej

prébki | wzordw. b — ] oy
S nra az 0434 LITi
I K a3 m-fu outh
i e e b
. . L "y a8 oae L1
Wzory mozna szybko tworzy¢ za P o o s
pomocg szablonéw. » s o gg;ﬁj gm
Name Ve CHO - dapth [mm|
Max 08 THY . 8 D [ R LA "o o
i AET SV « 0 Bl 8 Eff2 ot oz
Lens Timer # Dapthimm] Zobacz ||Ste kazdej probkl i e szu.:: " tm bt o
oo kazdego wzoru. C— o —
1o 0,00.2,00 X . . =
i Zapisz lub importuj trawersy, B

edytowad, przenosi¢, kopiowaé
~ Samples2 i wklejac.

pas Pattenn namse: Scakt Lens  Tmer & Depth{mm]

5 Pattern # 1 HVD.1 40c 5 10 BI0LLW X

Pattern # 2 HYVO.3 4m 8 10 000,200 X
Pattern # 3 HYO3 A 5 12 0,10..0,

I

Kontroluj cate urzgdzenie
za pomocg myszy, w tym
dynamiczne ruchy na osi X
/'Y | Z przy duzej lub niskiej
predkosci.

Pattem name Scakt Lens  Twmer & Depth{mm]

Paltern # 1 HVO.1 4 5 10 0,10..1,30  X]
Pattérn # 2 HVD3 4w %10 000200 %
Pattern # 3 HVi3 At 5 12 610,030 X

Raport testu z mozliwoscig dostosowania

z logo Klienta i informacjami. Umies$¢ tyle
informaciji o prébce, ile potrzebujesz, w tym
zdjecia prébki i obszaru testowego.

Zobacz wzér i kazdy odcisk na pierwszy rzut
oka. Zbadaj wyniki, statystyki i schemat CHD
z zarysowana gtebokoscig. Wyniki mozna
eksportowac réwniez jako plik CSV.

JEDNA LUB WIELE PROBEK W CYKLU AUTOMATYCZNYM: wystarczy odwzorowa¢ przejécia wgtebnika tam, gdzie sg one wymagane, ustawié obcigzenie i nacisngé
= START, Twardosciomierz inteligentnie podgza za predefiniowanymi wzorami, wykonuje odcisk, w razie potrzeby dostosowuje ostro$¢, mierzy i generuje dane dynamicznie.

MFFRI




Oprogramowanie zostato zaprojektowane z myslg o intuicyjnej i prostej obstudze. Dzieki trzem tatwym krokom zapewnia dodatkowg precyzje podczas pozycjonowania
odciskow dzieki zintegrowanej technice podgladu makr i narzedziom. Wizualizujgc zestaw probek lub pojedyncza prébke, trawersy i / lub wzory mozna teraz

odwzorowac z niezréwnang precyzj3.

Uzyskaj doskonaty, szczegdtowy obraz w wysokiej
rozdzielczo$ci catego uchwytu probki, ostre
zblizenia, a takze widok globalny. Wizja wielu
probek oferuje petny obraz prébki bez znieksztatcen,
bez wzgledu na jej rozmiar. Nie potrzebujesz

drugiego aparatu. |h

Probki mozna mapowac osobno. Pojedyncza identyfikacja pozwala
grupowac wzory dotyczgce tylko jednej probki. Przechowywanie i
raportowanie wynikdw bedzie dobrze zorganizowane.

Zapisuj, otwieraj, modyfikuj, kopiuj i wklejaj
lub twérz nowe wzorcy w predefiniowanych
lokalizacjach jednym kliknieciem. Trawersy i
wzory mozna indywidualnie dostosowywac.
Utworz trawersy CHD lub wypetnij
powierzchnig punktami odciskow, aby
kontrolowac¢ jednorodnosé prébki.

Odciski trawersu mozna modyfikowa¢ w dowolnym momencie: usun,
przenies$ lub umies¢ nowe. Ustaw miejsce wykonania autofokusa i w
razie potrzeby wybierz inne obcigzenie testowe dla kazdego wzoru.

Obracaj trawersy Raporty sg automatycznie generowane i

narzedziem T-Bar. archiwizowane podczas cyklu testowego.
Wystarczy klikng¢ jeden wykres, aby
sprawdzi¢ odcisk.

0

.
Oprogramowanie podgza za wzorami, wykonuje s sl
odcisk, mierzy i dynamicznie generuje dane. 1
Przejrzyj wyniki w formacie graficznym i/ lub o
tabelarycznym. Eksportuj wyniki do dowolnej =t

aplikacji arkusza kalkulacyjnego lub po prostu drukuj

standardowe lub niestandardowe raporty.

CALY PROCES JEST ZAUTOMOTYZOWANY, UMOZLIWIAJAC UZYTKOWNIKOWI WYKONYWANIE INNYCH ZADAN:
Automatyczne ustawianie ostro$ci, automatyczne pomiary i raportowanie, pozwala systemowi dziata¢ bez nadzoru przez wiele godzin bez przerwy, oszczedzajgc czas |
pienigdze, zwigkszajgc w ten sposdb wydajnosc i produktywnosc.

S MFFRI



AUTOMATYCZNY CYKL POMIARU NA WIELU PROBKACH

Mozliwos¢ utworzenia pojedynczego lub wielu trawerséw / wzoréw. Jednym
kliknieciem myszy okresla sie linig, kat i punkt poczatkowy odciskow.

Nie ma potrzeby ciggtego tworzenia tego samego wzoru. Ta funkcja jest
niezwykle przydatna dla uzytkownikéw, ktorzy wielokrotnie analizujg ten sam
rodzaj obszaréw. Po utworzeniu wzorca mozesz go zapisac i zatadowaé
pozniej, aby powieli¢ analize na nowej probce.

Wybierz wzér z podgladu obrazu i zmien kierunek, pozycje, skale twardosci, liczbe i
odlegtosci odcisku, nazwe wzoru i punkt ostro$ci.

Pomniejsz, aby spojrze¢ na catg prébke, aby zidentyfikowac pozycije i kierunek
wzoru. Powigksz, aby sprawdzi¢ odlegtosci wzoru i niedoskonatosci powierzchni.

Trawersy CHD DOWOLNE WZORY

Stworz wiasne wzory

Trawersy i punkty
testowe mozna
zaprogramowac,
klikajac po prostu
wybrane lokalizacje
na powierzchni

T

Zapisuj, wycinaj,
kopiuj lub wklej
trawersy / wzory do
predefiniowanych
lokalizacji jednym
kliknigciem myszy.

WZOR POWIERZCHNI
Badanie jednorodnosci probki

Uzyj podgladu
obrazu, aby
kontrolowac cate
wzorce probek.
Zidentyfikuj strefe
testowg i umiesc
WZzOory za pomocg
jednego klikniecia.

Narzedzie T-Bar
obraca trawersy pod
dowolnym katem,
aby zapewni¢ jego
prostopadtos$¢ do
krawedzi probki

lub uwzglednic
przechylenie prébki.

WZOR PROMIENIOWY
Badanie jednorodnosci na promien




Uzyj tej funkcji do umieszczania punktéw odniesienia, znajdowania $rodka, pisania notatek i mierzenia dtugosci.

Bez wzgledu na ztozono$¢ uktadu wzoru potgczenie
inteligentnych widokéw makr z narzedziami do rysowania

i dlugosci pozwala na ustawienie trawerséw i / lub wzoréw
doktadnie tam, gdzie sg potrzebne.

Funkcje te pomagajg rowniez znalez¢ srodek prébki lub
Srodek powierzchni zeba kota zebatego i punkt podziatowy.
Umieszczanie trawersow i wzordw jest bardzo tatwe.

To narzedzie stuzy do rysowania prostych i / lub réwnolegtych
linii, dodawania notatek tekstowych i pomiaru dtugosci do
celéw raportowania.

Po automatycznym uruchomieniu poszczegdlne
odciski mozna $ledzi¢, klikajac podswietlenia na
prébce. Inteligentne oprogramowanie doktadnie
zapamietuje miejsce odcisku i automatycznie
przesuwa sie do wybranego wciecia.

Mozesz pomingg, recznie zmierzy¢ odcisk za
pomocg ruchomych linii siatki lub wykonaé nowy
odcisk. Po wykluczeniu lub ponownym pomiarze
statystyki sg aktualizowane na biezgco.
Natychmiastowy widok graficzny efektywnej CHD.

Wydrukuj wyniki bezposrednio z
oprogramowania lub wyeksportuj dane do
wybranego arkusza kalkulacyjnego w celu
dalszej analizy statystycznej.

Wybierz prébke i
WZzOr.

Eksportuj

Wybierz doktadne
raporty do PDF.

miejsce badania.

Eksportuj dane
jako plik tekstowy

Zobacz kazdy wynik, w lub CSV.

tym gtebokos¢, przekatne
i konwersje HRC lub inne

Zobacz wybrane

Zobacz statystyki statystyki, w
dynamiczne, zdefiniuj tym maks.,
CHD, RHT, NHT i trzy min., $rednig i
niestandardowe. odchylenie.
Zobacz tabelg grubosci warstw:

utwardzonej r?agktérej okreélong Zobacz tabele
warto$é twardosci wzgledem jednorodnosci
gtebokosci. Zidentyfikuj okreslone z wysoka i niskg

wartosci grubosci warstwy

tolerancja.
podstawie linii kropkowanych. 13
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AUTOMATYCZNY POMIAR na spoinach

COMPANYL DGO
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Po zeskanowaniu catej probki, strefy stopienia i HAZ sa wyraznie widoczne i odrozniajg sie od materiatu

podstawowego, nawet z zadrapang powierzchnia. e
Za pomocg narzedzi oprogramowania tatwo jest narysowac rézne linie wzoru odciskow z bardzo doktadnym
pozycjonowaniem. W mniej niz minute dodaj pozycje wzoru z ustalonym odstepem migdzy odciskami, okreslong
odlegtoscig od granicy, od powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej, od linii zgrzewania lub linii Srodkowej spoiny. A —
Caty obraz badania mozna po prostu ujg¢ w jednym petnym widoku i dodaé do raportu koncowego. e r—
Moan B Ues 241 2
e o
Zeskanowane R eriozliwoscia PR ot e o e
b s dostosowania z logo klienta i o i e O T
CloEry przyktadowymi informacjami. : E:: Qlﬁ ’E:“ : ];E EE Eﬁ
przekroju Obraz spoiny, wzor, wyniki i ST e (¢ ol e

CIE, oEr QI w1
BOINE oaeT osad o

statystyki dostepne od reki.

Zobacz

krzywe b B
twardosci. wl = R

KOLO REFERENCYJNE

Idealne narzedzie do prébek nieregularnych lub zakrzywionych, w ktérych odciski musza znajdowac sie w
okreslonej odlegtosci od krawedzi. To wyjatkowe narzedzie umozliwia pozycjonowanie odciskéw w doktadnych
odlegtosciach od krawedzi probki. Po okresleniu promienia oprogramowanie pokazuje czerwony okrag wokot
pozycji odciskow. Uzyj tego odniesienia, aby przej$¢ przez granice i / lub strefe i dodaé pozycje odcisku.

Ten wizualny przewodnik jest najszybszym sposobem na utworzenie okreslonego wzoru na probce
nieregularnej, o nietypowym ksztatcie.

NARZEDZIE POZYCJONOWANIA STOLIKA

Gdy narzedzie jest aktywne, wirtualne polecenia joysticka przesuwajg stolik na
odlegtos¢ zdefiniowang konkretng wartoscig posuwu stolika, zamiast ciggtego ruchu.
Uzyj tej funkcji, aby utworzy¢ linie wzoru, w ktdrej grupy rozstawionych odciskow
zostang umieszczone w materiale rodzimym, HAZ i wtopieniu. Zdefiniuj i ustaw
niestandardowy ruch stolika w osi X, Y lub Z. Przejdz do interesujgcego miejsca (np.
wtopienia) i dodaj pozycje odcisku dla kazdego kroku.




Urzadzenia AFFRI posiadajg mozliwo$¢ zdalnego potaczenia z dowolnego miejsca na $wiecie z inzynierami AFFRI. Nasi eksperci mogg zdalnie
diagnozowa¢ wszelkie problemy techniczne, zapewnia¢ dodatkowe szkolenie operatoréw i zaktualizowac wersje oprogramowania.
i

Wz6r raportu tworzony jest bezposrednio przez zespot Affri. Szablony mozna
E. w 100% dostosowaé w zaleznosci od potrzeb Klienta. Istnieje mozliwosé
= - _ | umieszczenia logo firmy, przyktadowej mapy probki i odciskow. Uktad

-~ raportu moze by¢ wypetniony dowolnymi informacjami testowymi. Po cyklu
testowym, wybierz, ktére elementy badania wyeksportowaé w raporcie
korcowym, oznaczajgc lub odznaczajgc proste opcje.

Wydrukuj wyniki bezposrednio z oprogramowania

Affri lub wyeksportuj dane w formacie txt, csv i
tabelarycznym do wybranego arkusza kalkulacyjnego
w celu dalszej analizy statystycznej. Obrazy i statystyki
mozna tatwo zapisywac lub kopiowac¢ i uktadaé w
standardowych lub niestandardowych szablonach

MS Office. Uzyj narzedzia ,wklej jako link”, aby
zaktualizowac arkusz danych o wyeksportowane wyniki
i stworzy¢ dobrze zorganizowang baze danych.
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WIKI JS

Affri posiada w ofercie szerokg game akcesoriow do badania twardosci.
Mozemy wykonac niestandardowe rozwigzanie w zaleznosci od potrzeb
Klienta. Dostepna jest seria réznych uchwytéw do badania kazdej
wielkosci badanego elementu. Posiadamy takze réznorodne akcesoria
utatwiajgce badanie matych lub nieregularnie uksztattowanych elementow.
Wszystkie akcesoria AFFRI mozna dostosowywac¢ zgodnie ze
specyfikacjg Klienta, w zaleznos$ci od wymiardw i geometrii probek.

WZORCE

Micro Vickers Art. A004.0.008
Knoop Art. A004.0.010

Dostepne rézne wartosci wzorcow.

OBIEKTYWY

2,5X'W001.0.006 / 5X W001.0.000 /
10X W001.0.001 / 20X W001.0.002 /
40X W001.0.003 / 50X W001.0.004 /
100X W001.0.005

STOLIK MANUALNY 100x100mm
Posuw 25x25mm z przejsciem co
10um

Art. A009.0.001

MFFRI

UCHWYT MOCUJACY
Regulowany od 0 do 50mm
Art. A049.1.001

STOLIK POMOCNICZY
Stolik pomocniczny - lew, prawostronny
Art. A010.0.024

X

ZMOTORYZOWANY STOLIK
340x250mm

Posuw 200x100mm z przejsciem 0,5um
Art. A055.0.001

WGLEBNIKI

Vickers Art. 700.1.5.027

Knoop Art. 700.1.5.028

Dual indenter shaft Art. 700.1.5.029

.

ZMOTORYZOWANY STOLIK
150x150mm

Posuw 100x60mm z przejsciem 0,5um
Art. A055.0.002

POJEDYNCZY UCHWYT PROBKI
Samopoziomujacy

Art. A.055.0.006 (Potrzebny wktad)
Art. A.055.0.014 (Wszystkie $rednice)

UCHWYT NA WIELE PROBEK

Do 10 probek

Art. A055.0.003 (Baza 200x100 mm)
Art. A055.0.004 (Szufladka10x30mm)
Art. A055.0.005 (Szufladka 8x40mm)
Pozostate szufladki dostepne na
zamowienie




Innowacyjny design WIKI JS jest wyjatkowy i ekskluzywny.

Wygodne i ergonomiczne stanowisko pracy stworzone z myslg o utatwieniu pracy operatora.
Umozliwia dobrg organizacje pracy. Wbudowana obudowa boczna zostata zaprojektowana do
przechowywania wszystkich akcesoriow urzagdzenia.

Solidny i kompaktowy podstawa robocza z duzg szafkg na komputer, konsole i kable.
Szeroki stolik boczny, przystosowany do zamocowania z prawej lub lewej strony.

MFFRI



Informacje i dane techniczne zawarte w tym katalogu moga ulec zmianie. AFFRI® ma prawo do
modyfikowania aktualnych danych w dowolnym momencie.

WIKI JS

ZAKRES SILY

AN SN 0.0098 - 0.0196 - 0.049 - 0.098 - 0.1471 - 0.1961 - 0.2452 - 0.4903 - 0.9807 - 1.961 - 2.942 - 4.903 - 9.807 - 19.61 - 29.42 - 49.03 - 98.07 - 196.1 - 294.2 - 490.3 - 980.7 N
P (0.001 - 0.002 - 0.005 - 0.01 - 0.015 - 0.02 - 0.025 - 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1-2-3-5-10-20 - 30 - 50 - 100 kgf)

Brinell: 153.2 - 306.5 - 612.9 N (15.6 - 31.25 - 62.5 kgf)

Superficial Rockwell:

147.1 - 294.2 - 441.3N (15 - 30 - 45 kgf)

WIKI 100/200 JS FEASIBLE TESTS

Vickers:
Knoop:

HV0.01 - HV0.015 - HV0.02 - HV0.025 - HV0.05 - HV0.1 - HV0.2 - HV0.3 - HV0.5 - HV1 - HV2 - HV3 - HV5 - HV10
HKO0.01 - HK0.015 - HK0.02 - HK0.025 - HK0.05 - HKO0.1 - HKO0.2 - HKO0.3 - HK0.5 - HK1 - HK2

WIKI 100/200 JS 3 FEASIBLE TESTS

Vickers:
Knoop:

HVO0.1 - HVO0.2 - HV0.3 - HV0.5 - HV1 - HV2 - HV3 - HV5 - HV10 - HV20 - HV30
HKO.1 - HKO0.2 - HKO0.3 - HK0.5 - HK1 - HK2

BADANIA OPCJONALNE (w zaleznosci od urzadzenia)

Vickers / Knoop:

HV0.001 - HV0.002 - HV0.005 - HV50 - HV100 / HK0.001 - HK0.002 - HK0.005

Superficial Rockwell:
Brinell HBW / HBWT:

HR15N - HR30N - HR45N - HR15T - HR30T - HR45T - HR15S - HR30S - HR45S - HR15W - HR30W - HR45W - HR15X - HR30X - HR45X - HR15Y - HR30Y - HR45Y
2.5/15,6 - 2.5/31.25 - 2.5/62.5

DANE TECHNICZNE

Doktadnosé:
Zasada dziatania:
Normy:

Skok pionowy:
Gtebokosé:
Wiezyczka
Wgtebnik
Kamera:

Fokus i odczyt:
Oswietlenie:

Sie¢

Stolik X-Y:

Czas oczekiwania:

Zakres temperatur:

Dane wyjsciowe:
Zasilanie:
Oprogramowanie:

Zastosowanie:

Pakowanie:

MFFRI

Lapsza niz 0.1 %

Load Cell i Closed Loop (patent Affri)

EN-ISO 6506 / EN-ISO 6507 / EN-ISO 6508 / ASTM-E384 / EN-ISO 4545 / ASTM-E92 / ASTM E10 /ASTM E08 / ASTM E103 / JIS

Zmotoryzowany 240 mm / 9.4” (opcjonalnie 300 mm / 12” lub 700 mm / 27.5”)

135 mm/5.5”

Automatyczna i zmotoryzowana - 6 pozyc;ji

Vickers - Jako opcja Knoop i Brinell

1.3 MP USB2 B/W HD

Automatyczne i manualne

Energooszczedne zrodto Swiatta LED

Potaczenie przewodowe do pomocy technicznej i autodiagnozy

WIKI100JS: Manualny 100 x 100 mm z przej$ciem co10 ym WIKI200JS: Zmotoryzowany z przej$ciem co 0.5 pm 100 x 60 mm / 3.9 x 2.3” lub 200 x 100 mm / 7.8 x 3.9”
Od 5 to 60 sekund - programowalne

0Od 10 °C do 35 °C

USB / Ethernet

110 lub 220 V / 50+60 Hz

Affri - OMAG (OS Windows®)

Mikro i makro Vickers oraz badania grubosci warstwy zahartowanej na wszystkich metalach: zelazie, stali, stali ulepszanej cieplnie, zeliwie, mosigdzu, alumi-
nium, miedzi i stopach metali. Obrébka cieplna, hartowanie, azotowanie, cementowanie i napawanie. Test Knoop na materiatach ceramicznych i szklanych.
120 x 120 x 160 cm / 47 x 47 x 65” - 160/200 kg

‘ Made by:

OMAG di AFFRI D. S.r.l.

Via M. Tagliaferro, 8, 1-21056 INDUNO OLONA - CEE (VA) - [TALY
Tel. +39 0332 200546 Fax +39 0332 203704
info@omagaffri.com

k America:

AFFRI Inc.

850 Dillon Dr. Wood Dale, IL 60191
Tel. 224 374 0931 - 630 303 1588
sales@affriusa.com - www.affri.com

‘ Europe/Asia:

AFFRI®

Via M. Tagliaferro, 8, 1-21056 INDUNO OLONA - CEE - (VA) - ITALY
Tel. +39 0332 201533 - Fax +39 0332 203621
info@affri.com - www.affri.com




